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Ivadas

Gamybos proceso pabaigoje taikoma statistiné
kineskopuy priimamoji kokybés kontrolé pagal alternatyvuyji
pozymi. Kineskopy priimamoji kontrolé — tai apibendrinta
dvipakopé atrankiné kontrolé pagal dvi parametry grupes,
kai iSbrokuotas partijos iStisai pertikrinamos [1, 2], siekiant
patikrinti, ar gaminiy kokybé atitinka nustatytus
reikalavimus, ir kaip galima efektyviau sumazinti priimty
partiju defektingumo lygi gatavos produkcijos sandélyje.

Kineskopas yra daugiaparametris gaminys su
skirtingos svarbos parametrais. Todél wvisi tikrinami
parametrai ekspertiniu biidu suskirstomi i dvi grupes pagal
parametry reikSminguma vartotojo atzvilgiu [3]:

I grupé — svarblis parametrai, kuriems vartotojai
skiria daugiausia démesio ir kurie nulemia reklamacijy
lygi;

Il grupé — vartotojui ne tokie svarbils parametrai,
lemiantys bendra technini gaminio lygi.

Isanalizuosime ir teoriSkai  pagrisime tokios
kineskopy priimamosios kontrolés efektyvumo vertinimo
kriterijus bei ju priklausomybg nuo kontrolés plany
parametry atskirose kontrolés pakopose, gaminiy srauty
paskirstymo taisykliy ir pertikrinimo operacijos gaminiy
klasifikavimo antros rasies klaidos tikimybés [1, 4].

Bendrosios nuostatos

Abiejy grupiy parametrams techniniuose
dokumentuose yra nustatyti kontroliniai normatyvai:
maziausios ir didZiausios priimtinos stebimyjy parametry
vertés. Kai, atlickant alternatyviaja kontrolg (geras—blogas)
priimamas sprendimas dél gaminio biisenos pagal vienos
grupés parametrus, galioja Sios 1§ anksto nustatytos
taisykles:
patikrintas gaminys pripazistamas geru pagal
atitinkama grupe, jei pagal visus tos grupés parametrus
tenkina jy kontrolinius normatyvus;
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— patikrintas gaminys pripazistamas defektiniu
pagal tikrinamaja grupe, jei nors vienas jos parametras
neatitinka kontrolinio normatyvo.

Pagal abi parametry grupes gaminys gali biti
pripazintas:
geru pagal I ir pagal II grupe;
geru pagal I grupe ir defektiniu pagal II grupg;
defektiniu pagal I grupg ir geru pagal I grupg;
defektiniu pagal abi grupes,

t. y. galimos keturios gaminio biisenos. Gaminys
pripazistamas geru, kai jis yra geras pagal abi parametry
grupes.

Atrankinés kontrolés metu, kai i§ N dydzio partijos
atrenkama atsitiktiné » tirio imtis, yra nustatyti kontrolés
planai n, d, ir n, d, atskiroms grupéms. Cia d, ir dy —
priémimo skaiciai pagal grupes, kai imtis n bendra abiem
grupéms [1]. Pagal I grupg imtyje n gali buti aptikta m;
defektiniy gaminiy, o pagal II grupe — m, defektiniy
gaminiy (gaminiai, defektiniai pagal abi grupes,
priskiriami I grupei). Gaminiy partijos klasifikuojamos
remiantis iméiy tikrinimo rezultatais. Galioja S$itokia
sprendimo taisyklé:
partija pripazistama gera pagal i-taja grupg,
i=1,2, jeigu tenkinama salyga m; <d; (prieSingu atveju,

kai m; >d;, partija pripazistama defektine—neatitiktine
pagal tikrinamaja grupg);

— partija priimama, kai m; <d; ir my <d,;

— partija atmetama (iSbrokuojama), kai: m; >d,
my <d, arba my <d; arba

I’I’I2>d2, m1>d1,

my >d2.

Priimamosios kontrolés srautai ir jy charakteristikos

Apibendrinta dvipakopés kontrolés, kai

pertikrinamos, schema pateikta 1 paveiksle.

partijos
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1 pav. Apibendrinta kineskopy dvipakopés atrankinés
priimamosios  kontrolés, kai iSbrokuotos partijos iStisai

pertikrinamos, schema: G — gamyba, AK — atrankiné kontrol¢, IK
— inspekciné kontrolé, K — pertikrinimas, S — sandélis

Tarkim, kad i§ gamybos G | priimamaja kontrolg
ribiniu atveju patenka fiksuoto defektingumo lygio
x=x(x,x,) kineskopy srautas, kuriame defektingumo
lygiai pagal atskiras grupes x; (¢ia i=12), taip pat yra
fiksuoti dydziai [2]:

X=X +Xy —X|Xp ®X] +Xx;,kal x; £0,05,7i=1,2.(1)

Pirmojoje pakopoje (AK), kurios kontrolés planas #,
d\, d,, pateikty partijy srautas bus priimtas su tikimybe
P(x) ir atiduotas pertikrinti su tikimybe Q(x). Tiesiai {
sandéli S patenka srautas P, (x), o 1 antraja pakopa —
inspekcing kontrolg (IK) — nukreipiamas srautas Pg(x).
Inspekcinéje kontroléje, kurios planas n;, d;y, d;p (ng
— imties dydis IK, dj — priémimo skaiciai IK pagal grupes
i=12), partijjos priémimo tikimybé yra P, (x), 0
atmetimo tikimybé¢ QO (x) Po inspekcinés kontrolés i
sandéli patenka pateikty partiju visumos dalis P*(x), 0
pertikrinti atiduodama Q*(x) dalis. I§ viso { sandéli
patenka srautas Pp(x), o i pertikrinima — Qg (x).
Isbrokuotas srautas Qg (x) pertikrinamas istisai, ir visi
aptikti defektiniai gaminiai pakei¢iami gerais gaminiais.
Neatitiktiniai kineskopai siunc¢iami i neatitik¢iy analizés
bara.

Pertikrinant dél objektyviy priezasCiy su tikimybe /S
galima antros rii§ies klaida [1], t. y. defektinis gaminys po
pertikrinimo su tokia tikimybe pripazistamas geru ir
patenka 1 pertikrinta partija. Pertikrinta partija pakartotinés
atrankinés to paties plano », d, d, kontrolés metu gali buti
priimta su tikimybe P(fx) arba atmesta ir atiduota
pakartotinai pertikrinti (1 pav.). Analogiska situacija biina
tada, kai i inspekcing kontrolg su tikimybe PB( x)
patenka pakartotinés atrankinés kontrolés metu priimta
partija. Po pirmojo pertikrinimo defektingumo lygis x
sumazeja iki vertés S, o pagal atskiras grupes — nuo x;
iki B;x;, kur f; = ,kai x; =xp =x;, i=1,2.

Kontrolés efektyvumo analizei supaprastinti tarkime,
kad po pirmojo pertikrinimo partijos, kuriy defektingumo
lygis px, pakartotinés atrankinés ir inspekcinés kontrolés

metu visos yra priimamos su tikimybe P(fx)=P;(fx)=1.

74

Tuomet defektingumo lygis xg sandélyje (1 pav.)

aprasomas taip:

x5 = x5 (x) = xPy (x)+ BxQy (x) = x[1- (1= B)Oy (x)] . 5
x502x5<x|ﬂ=0)=xP0(x) ,kai f=0 . @
Kineskopu  dvipakopés  atrankinés  kontrolés

funkcionavimo efektyvuma vertinsime Sitokiais rodikliais:
— 1isandéli patekusiy defektiniy gaminiy dalis /7 (x)
nuo x vertes:

Blx)="5=1-(-p)0o x): 3)

— ribiné (maZiausia) E(x) verte B (x), kai

p=0:
3 _rso _ )
Bonin (x)= == Py (x); (4)
— priimamosios  kontrolés efektyvumas E(x)
kartais:

K==ty K= )t O

priimamosios kontrolés (kai partija pertikrinama)
darbo imlumas [ (x) — patikrinty gaminiy skaicius,

tenkantis vienai | sandé¢lj priimtai dydzio N partijai:

1(x)=[1+ 0o (x)ln +[Pg (x)+ Qg (x)}r; + NQy (x) =
= n+(n+n[ +N)Q0(x)+n1PB(x) .
Taikant aproksimacija binominiu skirstiniu [1, 5, 6],

gaminiy  srauty tikimybés aprasomos  Sitokiomis
iSraiSkomis:

P(x)=Pi(x; )Py (x2): O(x)=1-P(x);

; (6)

(7
d,

Px;)= D pilx;)s 0i(x;)=1-P(x;); (®)
m;=0

P (xi)= € (L= )™ ©)

(10)

(x)=P*(x)= Pg(x)o; (x):(11)
— By(x)=0(x)+0*(x); (12)

pF;-(xl-) ,kai p=const., 0< p<1,
p ( o . (13)
A xl) Zp,m(x[) Jkaim; =const, 0<m; <d; ;
m;=0
P;(x;)= P (x;) = Pyi (x:); (14)



pP(x)~ pP(x,)Py(x,) , kai p = const.,

1 Do (15)
E[PAl(xl)Pz(xz)Jr Py (x2)Ri(x))] . kai m; =const;
Pr(x)=Py(0)Pa(xy); Or(x)=1-P(x); (16)

Pmilxi)= CZ: o (1=x; )" s

amn

¢ia my — inspekcinés kontrolés metu aptikty defektiniy

gaminiy skaicius pagal i-taja grupg iS imties n; ;

d'II
me, ,kai dy; = const.,
my; =0

Pylx) =™ (18)
*
P (x; .
! ( %i(xi) ,kaidy, =d; +dy; = const,
di do—m
(1-p) % P, (5 )P, (x;) ,Kai p = const., dy; = const.,
N m;=0 my=0 ' ' (19)
P" (xi): d; do;—m; N
> 2 Pm, (x,-)pm” (x;) . kaim; = const.,d,,; = const.
m,:m7+1 my; =0
Priimamosios kontrolés efektyvumo analizé
Pasirenkame  kineskopams praktiskai taikomus
priimtinus  defektingumo lygius AQL=x,: 1 grupei

xq =1%,]1I grupei x 4, =1 % ir 1,5 % (pagal vartotoju

reikluma). Pirmajai pakopai AK (1 pav.) parenkame
normalyji kontrolés lygi, o antrajai pakopai IK -
susvelnintaji kontrolés lygi [7, 8, 9]. Tuomet, kai N =300,
gauname tokius antrosios kontrolés pakopos planus:
n=50, n;=20; I grupei — dy=1, d; =0, kai
xq=1%; grupei— d, =1, dj, =0,kai xp =1 % ir
dy=2,

paskirstomi srautai  P,(x), Pg(x), ty. p=const. ar

d;, =01, kai x, =15 % . Pagal tai, kaip

ml* =const. bei kaip nustatomas inspekcinés kontrolés
priémimo skaicius (d;; =const. arba dj =dy —m;)
pasirenkame septynis jungtiniy kontrolés plany variantus,
kuriy parametrai pateikti 1 lenteléje.

1 lentelé. Kontrolés planai, kai N =300, n=50, n; =20

I grupe II grupe
Variantas * * d
Polm [ dy |dp doy | my | dy |dp | “02
1 0,6 — 1 0 - - 1 0 -
2 0,6 — 1 0 1 - 2 0 2
3 0,6 — 1 0 1 — 2 1 3
4 — 0 1 0 - 0 1 0 -
5 — 0 1 0 1 0 2 0 2
6 — 0 1 0 1 0 2 1 3
7 — 0 1 0 1 1 2 1 3

2 lenteléje apskaiciuotos funkciju Qp(x) ir xg(x)

vertés, kai x kinta intervale nuo x = 0,5 % iki x = 10 %, o
tikimybé £ igyja vertes f=0; 1/15; 1/8; 1/6; 1/4 esant
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visiems septyniems variantams (1 lent.). SkaiCiavimai
atlikti fiksuotam atvejui, kai x| =x, =x;, x=2x;. Pagal
rezultatus Oolx) ir  xg(x)

skai¢iavimy funkcijos

pavaizduotos 2, 3, 4 paveiksluose.

2 lentelé. Fiksuoto srauto defektingumo lygis sandélyje xg, kai
n=>50, ny =20,
Qolx)=1-F(x)

X{=Xp=X;, XR2X;=x+Xxp,

Chara-
kteris-
tika

Vari-
an-
tas

X, %

0,5 1 2 3 4 6 8 10

0,05171]0,12048
0,01015/0,03818
0,00996(0,03699
0,024590,08616
0,01336/0,05028
0,01294/0,04773
0,01032/0,03898

0,28081/0,43971
0,13477(0,26167
0,12871{0,24932
0,26313/0,44973
0,174380,32990
0,162320,30639
0,13844|0,27046

0,57875
0,39607
0,37892
0,61026
0,48497
0,45331
041125

0,77852(0,89125
0,62064(0,79555
0,59990(0,78243
0,82353(0,92682
0,73060(0,87459
0,69763(0,85165
0,65803|0,82328

0,94913
0,89315
0,88584
0,97122
0,94603
0,93339
0,91609

Qo (x)

0,4742 | 0,8795
0,4949 10,9618
0,4950 | 0,9630
0,4877 10,9138
0,4933 | 0,9497
0,4935 | 0,9523
0,4948 [ 0,9610

1,4384 | 1,6809
1,7305 | 2,2150
1,7426 | 2,2520
1,4737 | 1,6508
1,6512 | 2,0103
1,6754 | 2,0808
1,7231 | 2,1886

1,6850
2,4157
2,4843
1,5590
2,0601
2,1868
2,3550

1,3289 | 0,8700
2,2762 | 1,6356
2,4000 | 1,7406
1,0588 | 0,5854
1,6164 | 1,0033
1,8142 | 1,1868
2,0518 | 1,4138

0,5087
1,0685
1,1416
0,2878
0,5397
0,6661
0,8391

Xy, %

B=0

0,4759 | 0,8876
0,4953 | 0,9644
0,4954 | 0,9655
0,4885 | 0,9196
0,4938 | 0,9531
0,4940 | 0,9555
0,4952 10,9636

14758 | 1,7688
1,7484 | 2,2673
1,7597 | 2,3019
1,5088 | 1,7408
1,6745 | 2,0763
1,6970 | 2,1421
1,7416 | 22427

1,8393
2,5213
2,5854
1,7217
2,1895
2,3076
2,4647

1,6403 | 1,3453
2,5244 | 2,0599
2,6406 | 2,1579
1,3882 { 1,0797
1,9086 | 1,4697
2,0933 | 1,6410
2,3150 | 1,8528

1,1427
1,6639
1,7322
0,9353
1,1704
1,2884
1,4498

0,4774 | 0,8946
0,4956 | 0,9666
0,4956 | 0,9676
0,4892 | 0,9246
0,4942 | 0,9560
0,4943 | 0,9582
0,4955 10,9659
0,4785 | 0,8996
0,4958 | 0,9682
0,4959 | 0,9692
0,4898 | 0,9282
0,4944 | 0,9581
0,4946 | 0,9602
0,4957 10,9675
0,4806 | 0,9096
0,4962 | 0,9714
0,4963 | 0,9723
0,4908 | 0,9354
0,4950 | 0,9623
0,4952 10,9642

1,5086 | 1,8458
1,7642 | 2,3131
1,7748 | 2,3455
1,5395 | 1,8195
1,6948 | 2,1340
1,7159 | 2,1957
1,7577 | 2,2900
1,5320 | 1,9007
1,7754 | 2,3458
1,7855 | 2,3767
1,5615 | 1,8757
1,7094 | 2,1753
1,7295 | 2,2340
1,7693 | 2,3239
1,5788 [ 2,0107
1,7979 | 2,4112
1,8069 | 2,4390
1,6053 | 1,9881
1,7384 | 2,2577
1,7565 | 2,3106

1,9744
2,6138
2,6738
1,8641
2,3026
2,4134
2,5606
2,0708
2,6798
2,7369
1,9658
2,3834
2,4890
2,6292
2,2638
2,8118
2,8632
2,1692
2,5451
2,6401

1.9128 | 1,7613
2,7416 | 2,4312
2,8505 | 2,5230
1,6765 | 1,5123
2,1644 | 1,8779
2,3374 | 2,0385
2,5453 | 2,2370
2,1074 | 2,0583
2,8968 | 2,6963
3,0005 | 2,7838
1,8824 | 1,8212
2,3470 | 2,1694
2,5119 | 2,3223
2,7099 | 2,5115
2,4967 | 2,6525
3,071 | 32267
3,3005 | 3,3054
2,2941 | 2,4391
2,7123 | 2,7525
2,8607 | 2,8901

1,6951
2,1849
2,2489
1,5018
1,7222
1,8328
1,9842
2,0906
2,5571
2,6180
1,9065
2,1164
22218
2,3659
2,8815
3,3014
3,3562
2,7159
2,9048
2,9996

Xy, %

~N N N B WD =AW =IO R WD =N R WD =9 R WD = R W N~

0,4961 10,9708 | 1,7923 | 2,3915 | 2,7663 | 3,0389 | 3,0603 | 3,1293

3
efektyvumo K(x) vertés, o 4 lenteléje

lenteléje pateiktos kontrolés budingy varianty
— kontrolés darbo

imlumas / (x) gaminiais.

3 lentelé. Priimamosios kontrolés efektyvumas K (x) kartais

B [Var|x =0,5%]|x = 1%|x = 2%]|x = 3%|x = 4%]|x = 6%|x = 8%|x = 10%
@ 1,010 | 1,038 | 1,148 | 1,332 | 1,610 | 2,5 |4,596| 8,760
0 @ 1,025 | 1,094 | 1,357 | 1,617 | 2,566 | 5,667 | 13,66 | 34,75
@ 1,055 | 1,137 | 1,390 | 1,785 2,374 | 4,515 9,195 | 19,66
1/15 1,051 | 1,127 | 1,355 1,696 | 2,175 | 3,658 | 5,947 | 8,751
1/8 @ 1,047 | 1,118 | 1,326 | 1,623 | 2,026 | 3,137 | 4,542 | 5,899
1/6 1,045 | 1,112 | 1,305 | 1,578 | 1,932 | 2,847 | 3,887 | 4,783
1/4 1,040 | 1,099 | 1,267 | 1,492 | 1,767 | 2,403 | 3,016 | 3,470




0x) %

A Dvi grupes: n =50, n; =20, xs Y% Dvi grupés: n=30, n; =20, @ var.

4 =X, ~
0 x| =x3 =x; 2 x/2, Q(x)=1-PRy(x) 3‘ X1 =X = %/2
9/ p=y B=)4
1
. /7/:/ " /

,%l 2,5
Vi

7 .4
v/ 2
/7 3
1) 7
YAV, 2
6 t/ 7
1/ ¢
Y74
! 7
5 ,I’ 1,5
7,
/
4 7/7
Y&
/,
/l’ 1
114
4

3 ,,7
/4 |
/4

» X
>0, 0 2 4 6 8 17%

4 pav. Kineskopu dvipakopés atrankinés kontrolés fiksuoto
defektingumo lygio x partiju srauto pertikrinimo efektyvumas:

0 2 4 6 8 10

2 pav. Kineskopu dvipakopés atrankinés kontrolés griZtamieji
srautai Q) (x) , kaip x funkcija, esant visiems @ @ 1 lentelés
variantams

x; % . -
A  Dvigrupes: n=50, n; =20, x; =x, ~ x/2 Bkintanuo =0 iki ﬂ:%
3

funkcija xs(x); ¢ia x, — priimty partijy defektingumo lygis
sandélyje (1 pav.), apskaiciuotas 1 lentelés @ variantui, kai

4 lentelé. Priimamosios kontrolés imlumas [ (x) gaminiais*

1
ﬁ = g @ var. @ var. @ var. @ var.

2.5 %

% PB(x) I(x) PB(x) I(X) PB(X) I(x) PB(x) I(X)

5 10,12334 | 382 |0,18010 | 343 |0,12109 | 395 | 0,30129 | 314
10 | 0,03124 | 402 | 0,06042 | 379 | 0,05659 | 411 | 0,11951 | 398

W/

b))

N

\ 11037934 | 102 |038876 | 72 |0,19045 | 86 | 020453 | 72
3 027380 | 318 | 031788 | 149 |0,38861 | 224 | 037476 | 171

§

*) 1(x)=50+20Pg(x)+3700(x), kai N =300, n=50,
1.5 ny =20.

ISvados

1. Gautieji modeliai ir juy skaitinés realizacijos
leidzia ivertinti kineskopu priimamosios kontrolés pagal
0.5 dvi parametry grupes funkcionavimo efektyvumo rodiklius
esant jvairiems kontrolés plany bei srauty paskirstymo
variantams bei kintant pertikrinimo operacijos antros rusies
klaidos tikimybés vertéms.

2. Lemiama jtaka kontrolés efektyvumui turi
3 pav. Kineskopuy dvipakopés atrankinés kontrolés fiksuoto pertikrinimo operacijos antros riSies klaidos tikimybeés
defektingumo lygio x partiju srauto pertikrinimo efektyvumas: dydis, lyginant su srauty paskirstymu ir kontrolés plany
funkcija xg (x); ¢ia xg — defektingumo lygis sandélyje visiems parametrais.

X
8 10" %

0 2 4

@)}

septyniems 1 lentelés variantams 3. Kontrolés efektyvumas did¢ja, didéjant gamybos
srauto defektingumo lygiui, kadangi didelé dalis partiju
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A. Vaisvila, R. Kalnius, D. Eidukas. Kineskopy priimamosios kontrolés funkcionavimo efektyvumo jvertinimas // Elektronika ir
elektrotechnika. — Kaunas: Technologija, 2005. — Nr. 3(59). — P. 70-77.

Analizuojama kineskopy dvipakopé atrankiné priimamoji kontrolé pagal dvi parametry grupes, kai iSbrokuotos partijos iStisai
pertikrinamos ir | kontrol¢ patenka fiksuoto defektingumo lygio gaminiy srautai. Sudaryti priimamosios kontrolés efektyvumo
fvertinimo modeliai. ISnagrinéti septyni reallis atrankinés (pirmoji pakopa) ir inspekcinés (antroji pakopa) kontrolés jungtiniai plany
variantai pagal atskiras grupes. Nustatyta griztamyjy srauty priklausomybé nuo kontrolés plany parametry bei priimty partijy visumos
(gatavos produkcijos sandélyje) defektingumo lygio kitimas priklausomai nuo gamybos srauto defektingumo lygio ir pertikrinimo
operacijos antros rusies klaidos tikimybés klasifikuojant gaminius. Pateiktos skaitinés realizacijos su i§vadomis ir rekomendacijomis. I1.
4, bibl. 10 (lietuviy kalba; santraukos lietuviy, angly, rusy k.).

A. Vaisvila, R. Kalnius, D. Eidukas. Estimation of TV Tubes Acceptance Inspection Functioning Efficiency // Electronics and
Electrical Engineering. - Kaunas: Technologija, 2005. — No 3(59). — P.70-77.

There is analyzed 2-stage selective acceptance inspection according to two parameter groups, when condemned as rejected groups of
products are completely checked and product flows with fixed defection level are inspected. Estimation models of acceptance inspection
efficiency were created. There were analyzed seven real joint plan variants of acceptance (the first stage) and inspective (the second
stage) control according to different groups. There was estimated the dependence of recurrent flows on parameters of inspection plans
and the totality of accepted groups of products (ready production in storage) defection level variation, in relation with production flow
defection level and repeated inspection operation second rate error probability during product classification. There are presented
numeral realizations with conclusions and recommendations. I11.4, bibl. 10 (English, summaries in Lithuanian, English and Russian).

A. BaiimBuia, P. Kauabnioc, /1. Diinykac. Onenka 3¢¢pexTHBHOCTH (PYHKIIMOHUPOBAHUS IIPHEMOYHOr0 KOHTPOJISI KHHECKOIOB //
DJIeKTPOHHUKA M dj1eKTpoTexHuka. — Kaynac: Texnosnorus, 2005. — Ne 3(59). — C. 70-77.

PaccmatpuBaeTcss IBYXCTyneHUYaThlii BBIOOPOYHBI  MPHUEMOYHBIH KOHTPOJIb KHHECKONOB C IBYMS TpyNIIaMH IPOBEPSIEMBIX
mapaMeTpoB W CIUIOIIHOI MHepenpoBepKoll 3a0pakoBaHHBIX MapTHil, KOrJa Ha KOHTPOJb MOCTYNMAeT MOTOK MapTHH H3Iennil ¢
(hMKCHPOBAaHHBIM YpOBHEM JeeKTHOCTH. IIpennokeHbl MaTeMaTHYeCKHEe MOAENU OHEHKH 3((EKTUBHOCTH TAKOTO IPUEMOYHOTO
KOHTPOJA. AHAIH3UPYETCS CEMb PEalbHBIX BapHAHTOB IUIAHOB KOHTPOIS IO OTAEIBHBIM IPYIIIaM NapaMeTpoB Ha MEPBOH U BTOPOi
cTyneHH KoHTpousi. OmpezneneHa 3aBHCHMOCTh BO3BPATHBIX MOTOKOB M3JENHH OT MapaMeTpoB IUIAHOB KOHTPOJS, a TAaKkKe M3MEHEHUS
ypoBHS Ie(EeKTHOCTH CpeId MPHHATHIX MapTHil Ha CKJIaJe TOTOBON MPOIYKIMH MO OTHOIICHHIO K YPOBHIO Ne(heKTHOCTH HA BXOHE
NPUEMOYHOTO KOHTPOJII M K BEJIMYMHE BEPOSTHOCTH OLIMOKM BTOPOro pojxa NpH KiIacCHOUKAWM H3IENUH TPH CIUIOMIHOM
nepernpoBepke 3a0pakoBaHHBIX MapThil. Ha OCHOBe YHCIEHHBIX NPHMEPOB IaHBI BBIBOABI M pekoMeHmanwu. Min. 4, 6u6n. 10 (ma
JIMTOBCKOM $3bIKe; pehepaThl Ha IUTOBCKOM, aHIJIMHCKOM M PYCCKOM $3.).
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